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1. Charakteristika FÚ SAV ako externej vzdelávacej inštitúcie   
realizujúcej študijný program

       
1.1 Úvod

Fyzikálny  ústav  SAV,  ako  externá  vzdelávacia  inštitúcia,  pri  doteraz  akreditovaných 
doktorandských študijných programoch vychádzal z nasledujúcich materiálov a skutočností:

1. z  platných  právnych  predpisov  a nariadení  (Zákon  o SAV,  Zákon  o VŠ  131/2002  a jeho 
novelizácia,  Vyhláška  MŠ  SR  o kreditnom  systéme  štúdia  614/2002,  Nariadenie  vlády  SR 
o akreditačnej  komisii  104/2003,  Nová sústava študijných odborov MŠ SR a ich odporúčanej 
náplne)

2. z možností  FÚ  SAV  vyplývajúcich  z vedecko-výskumnej  orientácie  ústavu  a tým  aj 
personálneho obsadenia, prístrojového vybavenia  a priestorových možností

3. z tradície vzdelávania doktorandov vo FÚ SAV

4. a napokon  z náplne  študijných  programov  pre  3.  stupeň  VŠ vzdelávania  fakúlt  univerzít,  na 
programoch ktorých sa FÚ SAV spolupodieľa (v programoch Všeobecná fyzika a matematická 
fyzika,  Fyzika  kondenzovaných  látok  a akustika,  Kvantová  elektronika  a optika,  Jadrová 
a subjadrová  fyzika  s FMFI  UK  v Bratislave,  v programe  Mikroelektronika  s FEI  STU 
v Bratislave)

Syntetizujúc  vyššie  uvedené  Fyzikálny  ústav  SAV  získal  už akreditáciu  ako  externá 
vzdelávacia inštitúcia v nasledovných piatich študijných programoch:

- Všeobecná fyzika a matematická fyzika

- Fyzika kondenzovaných látok a akustika

- Kvantová elektronika a optika

- Jadrová a subjadrová fyzika

- Mikroelektronika

V súlade s Nariadením vlády SR č. 558/2007 Z.z., ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 104/2003 
Z.z.  o Akreditačnej  komisii,  budú  v roku  2008  podané  žiadosti  o reakreditáciu  všetkých  piatich 
študijných programov. 

Výchova  špičkových  odborníkov  v spomínaných  programoch  je  potrebná  nielen  pre  vedu 
a výskum  ako  taký,  ale  aj  pre  rozvoj informatiky,  mikro/nanoelektroniky,  komunikačných 
technológií,  energetiky  a  diagnostických  metód  v medicíne.  Svetový  trend  naznačuje,  že  je 
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nevyhnutné vychovávať univerzálnejších špecialistov ovládajúcich informačné technológie, najnovšie 
metódy  jadrovej  a subjadrovej  fyziky,  nanotechnológie,  meracie  techniky  využívajúce  lasery, 
mikroskopiu s atómovou rozlišovacou schopnosťou, ako aj odborníkov schopných chápať a rozvíjať 
kvantové teórie kondenzovaných látok, vrátane nanomateriálov.

FÚ  SAV  s ohľadom  na  už  tradičné  dosahovanie  vynikajúcich  vedeckých  výsledkov  práve 
v spomínaných oblastiach, čo možno podložiť vedeckým výstupom organizácie (počtom a kvalitou 
publikácií, ohlasom na  publikované  práce,  ako  i množstvom medzinárodných  projektov  vedecko-
technickej spolupráce), patrí medzi najlepšie ústavy SAV. FÚ SAV získal v rámci akreditácie ústavov 
SAV najvyššie možné hodnotenie A*. 

Predkladaný materiál má za cieľ presvedčiť Akreditačnú komisiu, že Fyzikálny ústav SAV  je 
organizáciou  s takou  vedeckou  úrovňou  a  takým  personálnym,  technologickým,  
experimentálnym  a informačným  zabezpečením,  že  má  všetky  predpoklady  ako  externá 
vzdelávacia  inštitúcia  zabezpečiť  vysokú  úroveň  doktorandského  štúdia  (3.  stupňa 
vysokoškolského  štúdia) aj v programoch Fyzikálneho inžinierstva s FEI STU v Bratislave. 

1.2 Požiadavky kladené na uchádzačov o  doktorandské štúdium vo FÚ SAV

V súlade so spomínanými dokumentami v predchádzajúcom paragrafe, o doktorandské štúdium 
vo  FÚ SAV sa  môže  uchádzať  každý úspešný absolvent  vysokoškolského  štúdia  1.  a 2.  stupňa 
v danom  alebo  príbuznom  odbore.  Fakulta  univerzity,  na  ktorej  programoch  sa  FÚ  SAV 
spolupodieľa, zaradí medzi vypísané témy dizertačných prác aj témy z FÚ SAV ako témy externej 
vzdelávacej inštitúcie, ako aj mená príslušných školiteľov. Ak si uchádzač o doktorandské štúdium 
vyberie tému dizertačnej práce vypísanú FÚ SAV, musí s jeho prijatím na doktorandské štúdium FÚ 
SAV súhlasiť.  Prijímacia skúška sa koná pred komisiou, v ktorej sú zastúpení členovia príslušnej 
fakulty univerzity a členovia z FÚ SAV ako externej vzdelávacej inštitúcie. Členov z vysokej školy 
určuje dekan fakulty, členov z FÚ SAV riaditeľ ústavu. Prijímacia skúška sa po dohode  s Vedením 
príslušnej fakulty univerzity môže konať aj vo FÚ SAV.

Nutnou  (nie  však  postačujúcou)  podmienkou  prijatia  uchádzača  na  doktorandské  štúdium je 
úspešné  absolvovanie  prijímacieho  pohovoru  pred  prijímacou  komisiou.  Prijímacia  komisia  určí 
poradie  úspešnosti  absolvovania  prijímacieho  pohovoru  uchádzačmi  a riaditeľ  podľa  možností  v 
danom roku prijme určitý počet z navrhovaných kandidátov.    

Doktorandské štúdium vo FÚ SAV prebieha v súlade so Študijným poriadkom doktorandského 
štúdia, ktorý je  súčasťou Pracovného poriadku FÚ SAV.

1.3 Akreditované doktorandské študijné programy FÚ SAV, garanti,  spolugaranti a 
školitelia

FÚ SAV ako  externá  vzdelávacia  inštitúcia  je  akreditovaná  v  nasledovných  doktorandských 
študijných programoch príslušných fakúlt: 

Č. Číslo  štud. 
odboru*)

Študijný odbor Študijný program Fakulta Garant 
(spolugaranti)

1 4.1.2 Všeobecná 
fyzika a
matematická 
fyzika

Všeobecná fyzika a
matematická fyzika

FMFI
UK

RNDr. Štefan Olejník, DrSc.
(RNDr. Peter Markoš, DrSc.,
RNDr. Marian Krajčí, DrSc.)

2 4.1.3 Fyzika Fyzika FMFI RNDr. Eva Majková, DrSc.
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kondenzovaných 
látok a akustika

kondenzovaných 
látok a akustika

UK (Ing. Peter Švec, DrSc.,
Ing. Ľudovít Kubičár, DrSc.
RNDr. Marian Krajčí, DrSc.
RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc.) 

3 4.1.4 Kvantová 
elektronika 
a optika

Kvantová elektronika 
a optika

FMFI
UK

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
(RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Ing. Matej Jergel, DrSc.)

4 4.1.5 Jadrová 
a subjadrová
fyzika

Jadrová a subjadrová
fyzika

FMFI
UK

RNDr. Stanislav  Dubnička,
DrSc.
(doc.RNDr. Emil Běták,DrSc.,
Ing. Jozef Krištiak, CSc.,
RNDr.  Ľubomír  Martinovič, 
CSc,
Ing. Štefan Gmuca, CSc.)

5 5.2.13 Elektronika Mikroelektronika FEI STU Ing. Štefan Lányi, DrSc.
(Ing. Ilja Thurzo, DrSc.
RNDr. Katarína Gmucová, CSc.)

*) MŠ SR, §2 ods.5 zákona č. 131/2002 Z.z., rozhodnutie MŠ SR č. 2090/2002 – sekr. Zo dňa 16. 
decembra 2002. 

FÚ SAV je schopný garantami, spolugarantami aj školiteľmi zabezpečiť doktorandské štúdium na 
vysokej úrovni. Vedeckí pracovníci FÚ majú bohaté skúsenosti jednak s vedeckou prácou samotnou, ako 
aj s jej organizáciou, vedením i so samotným školením.  Svedčí o tom množstvo riešených a vedených 
vedeckých  projektov,  publikácií,  citácií,  prednášky  a vedenie  doktorandov.  V nasledujúcej  sumárnej 
tabuľke je ich čiastočná charakterizácia. (V tabuľke: Úväzok znamená úväzok vo FÚ podľa pracovnej  
zmluvy, Program znamená program, v ktorom pracovník školí: VFMF—všeobecná fyzika a matematická 
fyzika, FKLA – fyzika kondenzovaných látok a akustika, KEO—kvantová elektronika a optika, JSF—
jadrová  a subjadrová  fyzika,   M  –  Mikroelektronika.  Projekty  vyjadrujú  celkový  počet  väčších 
medzinárodných – EÚ, NATO - a národných –VEGA, APVV - projektov, ktoré menovitý školiteľ viedol 
počas posledných 10 rokov). 

Č. Meno Kval.
Stup.

Úväzok 
(%)

Úloha
*)

Program Projekty

Medzi-
národné

Národ-
né

1 Běták E., doc.,RNDr.,DrSc. I 100 SG,Š JSF 3 4
2 Boháč V., Ing.,CSc. IIa 100 Š FKLA - 1
3 Butvin P., RNDr., CSc. IIa 100 Š FKLA - 4
4 Butvinová B.,RNDr., CSc. IIa 100 Š FKLA - -
5 Bužek V.,Prof.,RNDr., DrSc. I 100 G,Š KEO,VFMF    20 4
6 Dubnička S., RNDr., DrSc I 100 G,Š JSF,VFMF 3 4
7 Duhaj P., Ing., DrSc. I   25 Š FKLA  3 4
8 Gmuca Š., Ing., CSc. IIa 100 SG,Š JSF 1 2
9 Gmucová K., RNDr., CSc. IIa 100 SG,Š M,FKLA 1 3
10 Hartmanová M., RNDr.,DrSc. I 100 Š FKLA - -
11 Illeková E., RNDr., CSc. I 100 Š FKLA 2 -
12 Ivančo J., Ing.,CSc. IIa     0 Š FKLA,M - -
13 Jergel M., Ing.,DrSc. I 100 Š FKLA 1 -
14 Kalinay P., RNDr., CSc. IIa 100 Š VFMF,FKLA - -
15 Kliman J., Ing., CSc. I 100 Š JSF 3 4
16 Krajčí M., RNDr., DrSc. I 100 SG,Š VFMF,FKLA - -
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17 Krištiak J., Ing., CSc. I 100 SG,Š JSF,FKLA 2 5
18 Krupa D., RNDr., CSc. I 100 Š JSF - -
19 Kubičár Ľ., Ing.,DrSc.   I 100 SG,Š FKLA 8 3
20 Lányi Š., Ing., DrSc. I 100 G,Š FKLA,M 3 4
21 Luby Š.,Prof.,Ing.,DrSc. I   60 SG,Š KEO,FKLA,M 4 5
22 Majerníková E.,Prof.,RNDr., DrSc I 100 Š FKLA,VFMF - 3
23 Majková E., RNDr.,DrSc. I 100 G,Š FKLA 4 5
24 Markoš P., RNDr.,DrSc. I     0 SG,Š FKLA,VFMF 2 1
25 Martinovič Ľ., RNDr.,CSc. IIa 100 SG,Š JSF 1 -
26 Matoušek V., Ing.,CSc. IIa 100 Š JSF - -
27 Mihalkovič M., RNDr., CSc. Iia 100 Š FKLA - -
28 Morháč M., Ing.,DrSc. IIa 100 Š JSF - -
29 Mrafko P.,RNDr.,CSc. I 75 Š FKLA - -
30 Nádaždy V.,Ing.,CSc. IIa 100 Š FKLA 1 -
31 Olejník Š.,RNDr.,DrSc. I 100 G,Š VFMF,JSF 2 4
32 Ožvold M.,Prof.,RNDr.,CSc. I 45 Š FKLA,M - -
33 Pinčík E.,RNDr.,CSc. IIa 100 Š FKLA 1 2
34 Šamaj L., RNDr.,DrSc. I 100 SG,Š VFMF,FKLA 2 3
35 Šauša O.,RNDr.,CSc. IIa 100 Š JSF - 1
36 Šurda A., RNDr.,CSc. I 100 Š FKLA,VFMF - -
37 Švec P., Ing.,DrSc. I 100 SG,Š FKLA 3 6
38 Thurzo I., Ing.,DrSc. I      0 SG,Š FKLA,M - 5
39 Travěnec I., Ing.,CSc. IIa 100 Š FKLA - -
40 Turzo I., Ing.,CSc.     IIa 100 Š JSF - -
41 Veselský M., Mgr.,PhD. IIa 100 Š JSF - -
42  Ziman M.,Mgr., PhD IIa 100 S KEO - -

*) Garant (G), spolugarant (SG), školiteľ (Š)

Školiteľom vo FÚ SAV sa po schválení  vedeckou radou môže stať každý pracovník 
ústavu,  ktorý  je  samostatný  vedecký  pracovník  (IIa)  alebo  vedúci  vedecký  pracovník  (I) 
(zaradenie I a IIa schvaľuje Atestačná komisia pôsobiaca pri Predsedníctve SAV).

1.4  Doktorandský  študijný  program  navrhnutý  FÚ  SAV  na  akreditáciu,  garanti, 
spolugaranti a školitelia

FÚ SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia má záujem sa spolupodielať aj na študijnom 
programe Fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave: 

Č. Číslo  štud. 
odboru*)

Študijný 
odbor

Študijný program Fakulta Garant 
(spolugaranti)

1 5.2.48 Fyzikálne 
inžinierstvo

Fyzikálne 
inžinierstvo

FEI
STU

Ing. Peter Švec, DrSc.
(RNDr. Eva Majková, DrSc.,
RNDr. Marian Krajčí, DrSc.
Ing. Štefan Lányi, DrSc.)

Všetci  uvedení,  garant  aj  spolugaranti,  spĺňajú  kritériá  kladené  na  garantov 
a spolugarantov nevysokoškolských inštitúcií, t.j. bol im priznaný vedecký kvalifikačný stupeň 
I . Každý z nich má vo FÚ  100% pracovný úväzok. Garant a spolugaranti doktorandského štúdia 
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budú  súčasne  školiteľmi  doktorandov  v príslušnom  odbore.  Ani  garant  ani spolugaranti 
negarantujú iné programy na školách alebo v iných externých vzdelávacích inštitúciach.

Okrem garanta  a spolugarantov  budú školiteľmi  doktorandov v programe Fyzikálneho 
inžinierstva  nasledovní  pracovníci:  Butvin,  P.,  RNDr.,  CSc.,  Gmucová,  K.,  RNDr.,  CSc., 
Illeková, E., RNDr., DrSc., Jergel, M., Ing., DrSc., Luby, Š., Prof., Ing., DrSc., Mihalkovič, M., 
RNDr., CSc., Mrafko, P., RNDr., CSc., Nádaždy, V., Ing., CSc., Ožvold, M., Prof., RNDr., CSc.
Podrobná vedecko-pedagogická charakteristika garanta, spolugarantov a školiteľov je uvedená 
v Prílohe.

1.5 Charakterizácia Fyzikálneho ústavu SAV

       Fyzikálny ústav SAV je jednou z najdôležitejších organizácií na Slovensku rozvíjajúcich 
výskumnú  základňu  vo  fyzike.  Svojou  výskumnou  a vzdelávaciou  aktivitou  pokrýva  fyziku 
pevných látok tak v teoretickej ako aj v experimentálnej oblasti, kvantovú informatiku, jadrovú 
a subjadrovú  fyziku.  V každej  z týchto  oblastí  Fyzikálny  ústav  dosahuje  svojimi  výsledkami 
špičkovú úroveň porovnateľnú so svetom.

Fyzikálny  ústav  Slovenskej  akadémie  vied  patrí  k popredným  vedecko-výskumným 
ustanovizniam  v rámci  SAV.  Možno  to  dokumentovať  aktuálnym  tematickým  zameraním 
ústavu, jeho vybavením špičkovými technológiami a diagnostickými zariadeniami a veľmi dobre 
fungujúcim  informačným  servisom  pre  pracovníkov  ústavu.  Modernosť  metód  výskumu  je 
doložená hlavne množstvom publikácií v medzinárodných vedeckých časopisoch (cca 100 CC 
publikácií/rok), množstvom ohlasov na publikácie (cca 1200-1500 citácií/rok) a zapojením sa do 
medzinárodných  vedecko-výskumných  projektov,  najmä  zapojenie  sa  vedecko-výskumných 
kolektívov ústavu do európskeho  6 Rámcového projektu  (7 projektov),  COST (4 projekty), 
INTAS (2 projekty), European Science Foundation (1 projekt), European Social Foundation 
(1 projekt) a 13 projektov v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci (údaje 
z r. 2007).

Významným  ocenením  kvality  vedeckej  práce  Fyzikálneho  ústavu  za  minulé  obdobie 
v rámci  SAV bolo  získanie  2 Centier  excelentnosti  “NANOSMART“ a „  CE-PI“ Fyzika 
informácie. 

FÚ SAV hrá  významnú úlohu  aj  v oblasti  výchovy a  vzdelávania  mladých  vedeckých 
pracovníkov. V posledných rokoch sa počet doktorandov pohybuje v rozpätí 10 – 15, na pôde 
ústavu prebiehajú pravidelné prednášky a semináre,  ústav poriada medzinárodné konferencie. 
Mladí  pracovníci  majú  veľmi  dobré  pracovné  podmienky  jednak doma,  ale  i veľa  možností 
pracovať  na  spolupracujúcich  pracoviskách  v zahraničí  či  prezentovať  svoje  výsledky  na 
medzinárodných konferenciách.

Tradične  dobrá  je  aj  spolupráca  FÚ  SAV  so  slovenskými  vysokými  školami,  najmä 
s Fakultou  matematiky,  fyziky  a informatiky  Univerzity  J.A.Komenského  a Fakultou 
elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.

1.5.1. Tematické zameranie

Tematicky  je  Fyzikálny  ústav  SAV zameraný  na  riešenie  aktuálnych  problémov  fyziky 
kondenzovaných  látok,  jadrovej  a subjadrovej  fyziky,  kvantovej  informatiky, matematickej 
fyziky  a mikroelektroniky.  S ohľadom  na  publikačno-citačnú  úspešnosť  a značný  iný 
medzinárodný ohlas (pozvané prednášky, pozvania, spolupráce s poprednými pracoviskámi vo 
svete) môžeme hovoriť o vedeckej škole v nasledujúcich oblastiach:
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- výskum  neperturbatívnych  aspektov  kalibračných 
poľových  teórií  na  mriežke  a mechanizmus  uväznenia 
kvarkov v kvantovej chromodynamike

- výskum vlastností skalárneho sigma-mezónu a jeho úlohy 
ako  intermediálnej  častice  v rôznych  procesoch 
prebiehajúcich vo vákuu a v horúcom a hustom prostredí

- fenomenologický  výskum  modelov  elektromagnetickej 
a slabej  štruktúry  mezónov,  baryónov  a ľahkých 
atomových jadier

- vznik,  štruktúra  a vlastnosti  neusporiadaných  kovových 
systémov v metastabilnom stave pripravovaných metódou 
rýchleho ochladenia taveniny

- štruktúra  elektrónových  stavov  kryštalických 
a kvázikryštalických zliatin

- štruktúrna,  kinetická  a  termodynamická  analýza 
neusporiadaných amorfných a nanokryštalických systémov 
a komplexných kovových zliatin

- príprava a vlastnosti ultratenkých multivrstvových štruktúr 
pre  rtg  optiku,  magnetických  multivrstiev,  nanoštruktúr 
a nanočastíc

- teoretický  opis  termodynamiky  nízkorozmerných 
štatistických systémov

- experimentálny  aj  teoretický  výskum  atomových  jadier 
a jadrovej matérie v extremálnych podmienkach

- vznik  a anihilácia  pozitrónia  v neusporiadaných 
molekulových systémoch

- DLTS  spektroskopia  polovodičových  štruktúr  a cyklická 
voltametria  a voltcoulometria  pevnej  i kvapalnej  fázy  na 
báze vlastného vývoja prístroja

- rastrovacia  sondová  mikroskopia,  rastrovacia  kapacitná 
mikroskopia na báze vlastného vývoja prístrojov

- výskum termofyzikálnych vlastností pevných látok

1.5.2. Materiálno-technické zabezpečenie a informačný systém na FÚ

Fyzikálny ústav SAV disponuje viacerými unikátnymi technologickými a diagnostickými 
zariadeniami, ktoré sú nevyhnutné na riešenie aktuálnych vedeckých problémov spomínaného 
tematického zamerania. K najdôležitejším patria:

- Diferenciálny skanovací kalorimeter
- Diferenciálny termický analyzátor
-     Optický spektrofotometer
- Zariadenia  na  prípravu  materiálov  veľmi  rýchlym 

ochladením vo vákuu a v riadenej atmosfére
- Atomová absorbčná a emisná spektroskopia
- Vysokorozlišovacie  rtg.  difraktometre  s intenzívnym 

zväzkom
- Transmisný elektrónový mikroskop
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- Iónový leptač
- Spektrometer  hlbokých  hladín  v polovodičoch  (vlastný 

vývoj)
- Rastrovací  kapacitný  mikroskop  s vysokým  rozlíšením 

(vlastný vývoj)
- Kompaktné  zariadenie  pre  meranie  termofyzikálnych 

vlastností (vlastný vývoj)
- Naparovacie (UHV) a depozičné zariadenia
- Zariadenie na meranie magnetooptického Kerrovho efektu 

(vlastný vývoj)

FÚ SAV v rámci prípravy na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ vypracoval 4 projekty: 
1. Technologický inštitút (cieľová suma 20 mil. €)
2. Centrum kvantových technológií (4 mil. €)
3. Národné superpočitačové centrum (15 mil. €)
4. Národné cyklotrónové centrum (18 mil. €)

Keďže projekty 1.,  2. a 3. patria medzi priority I.  oddelenia vied SAV je pravdepodobné, že 
štrukturálne fondy EÚ napomôžu ešte viac vylepšiť materiálno-technickú bázu vo FÚ SAV. 

Veľmi dôležitou súčasťou ústavu je vedecký informačný systém, reprezentovaný kvalitným 
sieťovým prepojením ústavu s prístupnými časopiseckými databázami vo svete (Prola, Science 
Direct,  IOP,  atď.)  a knižnicou  s časopiseckou  literatúrou.  Fyzikálny  ústav  si  do  roku  1998 
doplnil  časť  chýbajúcej  literatúry  získaním  daru  zo  zrušenej  knižnice  laboratória  SATURN 
v Saclay vo Francúzsku. Na veľmi dobrej úrovni vo FÚ SAV sú aj ďalšie knižničné služby ako 
je  požičiavanie  kníh  alebo  časopisov  z  iných  knižníc.  Vysoká  úroveň  týchto  služieb  je 
zabezpečená profesionálnym prístupom pracovníčky knižnice.

Neoddeliteľnou  súčasťou  vedeckého  života  vo  FÚ  SAV  sú  prednášky,  semináre  
a organizácia medzinárodných vedeckých konferencií. 

1.5.3. Zapojenie do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

Fyzikálny ústav má širokú škálu medzinárodných spoluprác na základe medziakademických 
dohôd,  kultúrnych  dohôd  a iných  foriem  vedecko-technickej  spolupráce.  Kontakty  sú 
orientované hlavne na krajiny  Európskej únie ako je Veľká Británia,  Francúzsko, Nemecko, 
Taliansko,  Španielsko,  ale  aj  USA,  Mexiko,  Japonsko,  Ruská  federácia  (SÚJV  Dubna), 
Švajčiarsko (CERN) a tiež susedné krajiny Česko, Poľsko a Maďarsko a iné. Intenzívne kontakty 
v rámci  medzinárodnej  vedecko-technickej  spolupráce  dali  dobrý  základ  na  zapojenie  sa  do 
projektov  v rámci  5.  a 6.  Rámcového  programu,  programu  NATO  Science  for  Peace  a do 
programov COST, INTAS a ESF. Účasť v týchto projektoch priniesla do ústavu okrem vedeckej 
spolupráce  aj  značné finančné prostriedky,  ktoré boli  využívané  vo veľkej  miere  na obnovu 
výpočtovej techniky, nových experimentálnych zariadení a výchovu mladých ľudí.
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1.5.4. Vedecká výchova vo FÚ SAV v súčasnosti

         Fyzikálny ústav SAV je v súčasnosti školiacim pracoviskom v piatich vedných odboroch: 
Všeobecná fyzika  a matematická  fyzika,  Fyzika  kondenzovaných  látok  a  akustika,  Kvantová 
elektronika  a  optika,  Jadrová  a  subjadrová  fyzika  a  Mikroelektronika.  Počet  doktorandov 
v dennej forme štúdia sa v rokoch 1999 – 2006 pohyboval v rozmedzí 10 – 15. Percentuálna 
úspešnosť ukončenia doktorandského štúdia sa pritom pohybuje na úrovni viac ako 80%, čo je 
pre súčasné podmienky vysoké percento (doktorandi majú tendenciu štúdium predčasne ukončiť 
a odísť na lepšie platené miesta v priemysle alebo v zahraničí). 

Kmeňový  stav  vedeckých  pracovníkov ústavu  je  čiastočne  dopĺňaný  najlepšími 
doktorandami,  ktorí  získajú  v rámci  verejného  konkurzu  štipendium  Štefana  Schwarza 
(podporný fond na vytváranie postdoktorandských miest v rámci SAV). V období rokov 1999 až 
2007 sa v tomto konkurze umiestnili  šiesti doktorandi FÚ SAV a boli prijatí do FÚ SAV do 
pracovného  pomeru.  Považujeme  tiež  za  štandardný  postup,  že  úspešní  absolventi 
doktorandského  štúdia  absolvujú  tzv.  post-doc  pobyt  na  niektorom  kvalitnom  zahraničnom 
pracovisku.  Mladí  vedeckí  pracovníci,  ktorí  absolvujú  takýto  pobyt,  sú  dobre  pripravení  na 
vedeckú prácu. 
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2. Doktorandský študijný program 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo

Študijný odbor:   Fyzikálne inžinierstvo

Názov študijného programu:  Fyzikálne inžinierstvo

Stupeň vysokoškolského štúdia: 3. (doktorandský študijný program)

Udeľovaný akademický titul: „doktor” („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“)

Forma štúdia: denná  /  externá  a prebieha  v súlade  s ekvivalentným 
štúdijným  programom  Fakulty  elektrotechniky 
a informatiky STU v Bratislave.

2.1. Profil absolventa:

Absolvent 3. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Fyzikálne inžinierstvo
• získa  hlboké  teoretické  vedomosti  a praktické  skúsenosti o fyzikálnych  procesoch 

v rôznych  prostrediach  s orientáciou  na  vlastnosti  materiálov  a v nich  prebiehajúcich 
zmenách na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete

• osvojí  si  zásady  samostatnej  aj  tímovej  vedeckej  práce,  vedeckého  bádania,  vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov

• naučí sa používať tieto zásady v podmienkach každodennej činnosti vedeckého pracoviska 
a využívať ich pre dosiahnutie hodnotnejších výsledkov a optimálneho zhodnotenia svojej 
činnosti

• dokáže analyzovať a riešiť zložité  a neštandardné úlohy v odbore Fyzikálne  inžinierstvo 
a prinášať originálne, nové riešenia

• dokáže tvorivo aplikovať  nadobudnuté  poznatky v praxi,  nájde profesionálne  uplatnenie 
v rôznych  odvetviach  vedy,  výskumu,  priemyslu  a  služieb  vo  verejnom  aj  súkromnom 
sektore.

Okrem zmienených teoretických vedomostí  absolvent  tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
odboru Fyzikálne inžinierstvo získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, 

viesť vedecké a výskumné projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých 
a výskumných problémov

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať 
i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania

• osvojí  si zásady  manažérskej  práce,  návrhu  experimentu  s časovým  harmonogramom, 
vedenia a kontroly pracovníkov tímu

• dokáže vo  svojej  práci  uplatňovať  právne,  spoločenské,  morálne,  etické,  ekonomické  aj 
environmentálne aspekty svojej profesie.
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2.2. Charakteristika jednotiek študijného programu:

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý navrhuje školiteľ doktoranda na 
základe  odporúčaného (vzorového)  študijného plánu a predkladá  ho na  schválenie  odborovej 
komisii  zriadenej  podľa  vnútorného  predpisu  Fakulty  elektrotechniky  a  informatiky  STU  v 
Bratislave. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti.

Študijná  časť (minimálne  40  kreditov)  sa  sústreďuje  na  získanie  hlbokých  teoretických 
poznatkov z oblasti Fyzikálneho inžinierstva a osvojenie metodologického aparátu podporeného 
znalosťou vybraných elektrotechnických disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu 
špecializácie zvoleného v súlade s témou dizertačnej práce.

Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej  práce je krátky výklad (tézy)  projektu dizertačnej  práce.  Obsahom ústnej 
časti  skúšky  je  zodpovedanie  otázok  z okruhu  tém  vybraných  predmetov,  zodpovedanie 
pripomienok z oponentského posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie 
navrhnutých cieľov dizertačnej práce.

Vedecká  časť (minimálne  140  kreditov)  sa  realizuje  samostatnou  i tímovou  vedeckou  a 
výskumnou prácou.  Individuálna a tímová vedecká práca sa hodnotí najmä podľa publikačnej 
činnosti  doktoranda,  aktívnej  účasti  na  konferenciách  a uznaní  jeho  výsledkov  vedeckou 
komunitou.  Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa riadi Tabuľkou 
uvedenou nižšie.
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 
obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí 
medzi štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú.

2.3. Pravidlá a     podmienky na utváranie študijných plánov:  

TABUĽKA kreditov, prideľovaných počas doktorandského štúdia 
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• Základné  pravidlá  a podmienky  tvorby  študijných  plánov  sú  definované  v Študijnom 
poriadku FÚ SAV

•   Kredity sa prideľujú v súlade s vyššie uvedenou tabuľkou, ktorá je súčasťou spomínaného 
     predpisu
•   Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda, schvaľuje ho riaditeľ FÚ a odborová 
     komisia FEI STU v Bratislave

Štandardná dĺžka štúdia: 3 akademické roky

Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom 
kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu:

Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto: 
1. nominálny ročník – študent získa štandardne 60 kreditov.
2. nominálny ročník – študent získa štandardne 60 kreditov.
3. nominálny ročník – študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium

minimálne 180 kreditov.
Podmienkou postupu do ďalšej  časti  štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 
akademickom roku.
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil  podmienky 
ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia.

5.2.48 FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO

Individuálny študijný plán doktorandského štúdia kredity
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voliteľné predmety  (doktorand si volí min. 3, max. 4 predmety)
10 za každý predmet št. programu
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písomná časť dizertačnej skúšky 20
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publikačná
činnosť

1.autor
člen 

kolektívu
aktívna  prezentácia na 

konferencii 
s publikovaným 

príspevkom 

Domácej 5 5

Medzinárodnej 20 10

pôvodná vedecká práca 
publikovaná vo 
vedeckom alebo 

odbornom časopise

časopis neevidovaný v Current 
Contents

20 10

časopis evidovaný v Current 
Contents

40 20

Priebežná správa z riešenia
10 za jednu
t.j. max. 20

Práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu, 
školiteľ)

0 – 15 za rok,
max. 45

Ocenenie vedeckej práce nad rámec FÚ a/alebo VŠ 10

Podanie dizertačnej práce (podmienené získaním min. 150 kreditov) 30
minimálna suma kreditov na riadne skončenie III. stupňa štúdia

(pristúpenie k obhajobe  dizertačnej – záverečnej práce)
180

ukončenie štúdia obhajoba dizertačnej práce

15
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Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180

Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia:

• úspešné  absolvovanie  povinných  a povinne  voliteľných  predmetov  študijného  programu 
v súlade s pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov

• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise vo svetovom 
jazyku ako autor alebo spoluautor (táto podmienka je považovaná za splnenú aj získaním 
potvrdenia o prijatí práce na publikovanie, prípadne jej uverejnenie na www stránke časopisu 
ako „article in print“)

•    získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú

o dizertačná skúška
o obhajoba dizertačnej práce.
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2.4. Odporúčaný študijný plán

Denné štúdium

Typ 
predmetu

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby

Ukončenie

1. nominálny ročník
Semester 1

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S
V Voliteľný predmet 10 020800 S
P Individuálne štúdium odbornej literatúry *) KZ
P Odborná angličtina - 020800 Z
P Pedagogická činnosť - 000040 Z

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový.
*)      Získané kredity stanovuje Tabuľka
Semester 2

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S
V Voliteľný predmet 10 020800 S
P Individuálna a tímová vedecká práca *) KZ
P Odborná angličtina - 020800 S
P Pedagogická činnosť - 000040 Z

2. nominálny ročník
Semester 3

P Samostatné štúdium odbornej literatúry 10 - KZ
P Individuálna a tímová vedecká práca *) KZ
P Pedagogická činnosť - 000040 Z
P Dizertačná skúška 20 KZ

Semester 4
P Vedecká činnosť *) KZ
P Pedagogická činnosť - 000040 Z

3. nominálny ročník
Semester 5

P Vedecká činnosť *) KZ
P Pedagogická činnosť - 000040 Z

Semester 6
P Vedecká činnosť *) KZ
P Pedagogická činnosť - 000040 Z
P Odovzdanie dizertačnej práce 30 KZ
P Obhajoba dizertačnej práce - ŠS

Externé štúdium

Študent  externého  štúdia  absolvuje  študijné  jednotky  rovnako  ako  študent  denného  štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná 
záťaž študenta za semester je 18 kreditov.
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Povinné predmety

Typ 
predmetu

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby

Ukončenie

P Individuálne štúdium odbornej literatúry*) KZ
P Odborná angličtina 10 020800 S
P Vedecká činnosť*) Z
P Dizertačná skúška-písomná časť 20 KZ
P Dizertačná práca 30 obhajoba

Ponuka povinne voliteľných predmetov 

    Typ
predmetu

             Názov predmetu Kredity Rozsah
   výučby

Ukončenie

PV Špeciálne metódy diagnostiky materiálov 10 020800 S
PV Fyzika povrchov a rozhraní 10 020800 S
PV Spektroskopické metódy analýzy povrchov, 

rozhraní a tenkých vrstiev
10 020800 S

PV Nanotechnológie a nanoštruktúry 10 020800 S
PV Technológie prípravy materiálových štruktúr 10 020800 S

Ponuka voliteľných predmetov

     Typ 
predmetu

                        Názov predmetu Kredity    Rozsah 
   výučby    

Ukončenie

        V Počítačové modelovanie a simulácie v 
materiáloch

     10 P2S2          S

        V Elektrochemické metódy analýzy 
kondenzovaných látok

     10 P2S2          S

        V Analýza materiálov röntgenodifrakčnými 
metódami

     10 P2S2          S

        V Amorfné, nanokryštalické a mikrokryštalické 
polovodiče a kovy

     10 P2S2          S

        V Jadrovofyzikálne metódy analýzy 
a modifikácie materiálov

     10 P2S2          S

Legenda:

  P povinný predmet S skúška
PV povinne voliteľný predmet KZ klasifikovaný zápočet
 V          voliteľný predmet        Z zápočet
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2.5. Informačné listy predmetov

Názov pracoviska:                     Fyzikálny ústav SAV

Informačný list predmetu

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Špeciálne metódy diagnostiky materiálov

Študijný odbor: 
Fyzikálne inžinierstvo

Garantuje: 
                   Ing. Peter Švec, DrSc.

Zabezpečuje:  
         Ing. Peter Švec, DrSc.                    

Obdobie 
štúdia

predmetu:
1. semester

Forma výučby:   seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  
Týždenný:    4                                Za obdobie štúdia:   52  

Počet 
kreditov:

10

Podmieňujúce predmety:
Predmet vyžaduje teoretické vedomosti získané v rámci vysokoškolského štúdia 2. stupňa v odbore 
fyzikálne inžinierstvo alebo fyzika pevných látok.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:      priebežný test
Záverečné hodnotenie:     skúška
Cieľ predmetu:
Naučiť doktoranda metodológiu špeciálnych diagnostík materiálov

Stručná osnova predmetu:
Diagnostické metódy založené na báze elektrónových a iónových zväzkov, synchrotrónové žiarenie, 
neutrónové a rtg. žiarenie. Urýchľovače a akumulačné prstence. Zdroje žiarenia pre diagnostické účely. 
Diagnostické techniky v medicíne. Tomografia. 

Literatúra:
Knižná literatúra podľa odporúčania konzultanta.

Časopisecká literatúra podľa odporúčania školiteľa a prednášajúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Slovenský alebo anglický

Dátum poslednej úpravy listu:

                                                                           Február 2008
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Názov pracoviska:                     Fyzikálny ústav SAV

Informačný list predmetu

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Fyzika povrchov a rozhraní

Študijný odbor: 
Fyzikálne inžinierstvo

Garantuje: 
                   Ing. Peter Švec, DrSc.

Zabezpečuje:  
RNDr. Katarína Gmucová, CSc.      

Obdobie 
štúdia

predmetu:
1. semester

Forma výučby:   seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  
Týždenný:    4                                Za obdobie štúdia:  52   

Počet 
kreditov:

10

Podmieňujúce predmety:
Predmet vyžaduje teoretické vedomosti získané v rámci vysokoškolského štúdia 2. stupňa z kvantovej 
mechaniky a štatistickej fyziky tuhých látok

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:      priebežný test
Záverečné hodnotenie:     skúška
Cieľ predmetu:
Vysvetliť základné teoretické poznatky z fyziky povrchov a rozhraní. Oboznámiť doktorandov s vybranými 
experimentálnymi technikami vhodnými pre povrchy a rozhrania. Poukázať na význam rozhraní pre 
činnosť polovodičových prvkov.

Stručná osnova predmetu:
Základy fyziky povrchov a rozhraní, kinetika adsorpcie, desorpcie, difúzie a migrácie na povrchoch. 
Vybrané experimentálne techniky – difrakčné metódy, fotoemisné, fotoelektrónové a vibračné 
spektroskopie, metódy založené na využití iónových zväzkov. Povrchy polovodičov a kovov, atomárne 
čisté povrchy, experimentálne techniky založené na manipulácii individuálnych atómov a molekúl. 
Rozhranie kov-polovodič, polovodič-izolant, rozhranie v polovodičových štruktúrach – oblasť 
priestorového náboja.

Literatúra:
Knižná literatúra podľa odporúčania konzultanta.

Časopisecká literatúra podľa odporúčania školiteľa a prednášajúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Slovenský

Dátum poslednej úpravy listu:

                                                                           Február 2008 
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Názov pracoviska:                     Fyzikálny ústav SAV

Informačný list predmetu

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Spektroskopické metódy analýzy povrchov,

rozhraní a tenkých vrstiev

Študijný odbor: 
Fyzikálne inžinierstvo

Garantuje: 
                      Ing. Peter Švec, DrSc.

Zabezpečuje:  
Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

Obdobie 
štúdia

predmetu:
1. semester

Forma výučby:   seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  
Týždenný:    4                                Za obdobie štúdia:  52   

Počet 
kreditov:

10

Podmieňujúce predmety:
Predmet vyžaduje teoretické vedomosti získané v rámci vysokoškolského štúdia 2. stupňa v odbore fyzika 
pevných látok.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:      priebežný test
Záverečné hodnotenie:     skúška
Cieľ predmetu:
Prehĺbiť znalosti študentov o základných spektroskopických metódach na analýzu povrchov, tenkých
vrstiev a rozhraní materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Molekulové, atómové a jadrovo-fyzikálne spektroskopické metódy. Spektroskopia fotónov, nabitých častíc 
a neutrónov. Spektroskopické prístroje a zariadenia. Metódy vyhodnocovania spektier. Faktorová analýza. 
Využitie spektroskopických metód.

Literatúra:
Knižná literatúra podľa odporúčania konzultanta.

Časopisecká literatúra podľa odporúčania školiteľa a prednášajúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Slovenský

Dátum poslednej úpravy listu:

                                                                           Február 2008
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Názov pracoviska:                     Fyzikálny ústav SAV

Informačný list predmetu

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Nanotechnológie a nanoštruktúry

Študijný odbor: 
Fyzikálne inžinierstvo

Garantuje: 
                   Ing. Peter Švec, DrSc.

Zabezpečuje:  
RNDr. Eva Majková, DrSc.         

 
Obdobie 
štúdia

predmetu:
1. semester

Forma výučby:   seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  
Týždenný:    4                                Za obdobie štúdia:   52  

Počet 
kreditov:

10

Podmieňujúce predmety:
Predmet vyžaduje teoretické vedomosti získané v rámci vysokoškolského štúdia 2. stupňa v odbore 
materiálové inžinierstvo alebo fyzika pevných látok.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:      priebežný test
Záverečné hodnotenie:     skúška
Cieľ predmetu:
Získať vedomosti z fyzikálnych procesov na atomárnej a molekulárnej úrovni, oboznámiť sa 
s technológiami prípravy molekulárnych štruktúr na nanometrovej úrovni.
 
Stručná osnova predmetu:
Molekulárna kvantová mechanika. Technológia prípravy nanoštruktúr. Nanočastice, smart-materiály. 
Nanomagnety, supravodivé nanoštruktúry.

Literatúra:
Knižná literatúra podľa odporúčania konzultanta.

Časopisecká literatúra podľa odporúčania školiteľa a prednášajúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Slovenský

Dátum poslednej úpravy listu:

                                                                           Február 2008 
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Názov pracoviska:                     Fyzikálny ústav SAV

Informačný list predmetu

Kód predmetu: Názov predmetu:
Technológia prípravy materiálových štruktúr

Študijný odbor: 
Fyzikálne inžinierstvo

Garantuje: 
                   Ing. Peter Švec, DrSc.

Zabezpečuje:  
                   Ing. Peter Švec, DrSc.

Obdobie 
štúdia

predmetu:
1. semester

Forma výučby:   seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  
Týždenný:    4                                Za obdobie štúdia:   52  

Počet 
kreditov:

10

Podmieňujúce predmety:

                                                    žiadne
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:      priebežný test
Záverečné hodnotenie:     skúška
Cieľ predmetu:
Oboznámiť doktorandov s modernými procesmi a postupmi pri príprave a výrobe materiálov 
a materiálových štruktúr najmä pre elektroniku, fotoniku a nanotechnológie.
 
Stručná osnova predmetu:
Termodynamika fázových premien. Štruktúra a vlastnosti. Čisté materiály, zliatiny, vplyvy prímesí. Tenké 
vrstvy, tenkovrstvové štruktúry, hrubé vrstvy, objemové materiály – vlastnosti, príprava. Meranie vhodných 
parametrov.

Literatúra:
Knižná literatúra podľa odporúčania konzultanta.

Časopisecká literatúra podľa odporúčania školiteľa a prednášajúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Slovenský alebo anglický

Dátum poslednej úpravy listu:

                                                                           Február 2008 
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Názov pracoviska:                     Fyzikálny ústav SAV

Informačný list predmetu

Kód predmetu: Názov predmetu:
Počítačové modelovanie a simulácie v materiáloch

Študijný odbor: 
Fyzikálne inžinierstvo

Garantuje: 
                   Ing. Peter Švec, DrSc.

Zabezpečuje:  
RNDr.Marian Krajčí, DrSc.

Obdobie 
štúdia

predmetu:
1. semester

Forma výučby:   seminár + praktická činnosť
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  
Týždenný:    4                                Za obdobie štúdia:   52  

Počet 
kreditov:

10

Podmieňujúce predmety:
Kvantová a štatistická fyzika, fyzika tuhých látok

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:      priebežný test
Záverečné hodnotenie:     skúška
Cieľ predmetu:
Poskytnúť prehľad o základných metódach počítačového modelovania materiálov, ich vlastností a procesov 
v nich. Predmet môže poskytnúť veľmi dobrý základ aj pre aplikácie mimo prírodných vied.
 
Stručná osnova predmetu:
Hierarchia dĺžkových a časových škál a simulačné metódy. Kontinuálne modely, klasická a kvantová verzia 
Monte-Carlo a molekulárnej dynamiky. Optimalizačné metódy komplexných funkcií. Modelovanie 
transportu.

Literatúra:
Knižná literatúra podľa odporúčania konzultanta.

Časopisecká literatúra podľa odporúčania školiteľa a prednášajúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Slovenský alebo anglický

Dátum poslednej úpravy listu:

                                                                           Február 2008 
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Informačný list predmetu

Kód predmetu: Názov predmetu:
Elektrochemické metódy analýzy kondenzovaných látok

Študijný odbor: 
Fyzikálne inžinierstvo

Garantuje: 
                   Ing. Peter Švec, DrSc.

Zabezpečuje:  
             RNDr. Katarína Gmucová, CSc.

Ing. Štefan Lányi, DrSc.
Obdobie 
štúdia

predmetu:
1. semester

Forma výučby:   seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  
Týždenný:    4                                Za obdobie štúdia:   52  

Počet 
kreditov:

10

Podmieňujúce predmety:
Predmet vyžaduje teoretické vedomosti získané v rámci vysokoškolského štúdia 2. stupňa v odbore 
mikroelektronika, materiálové inžinierstvo alebo fyzika pevných látok.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:      priebežný test
Záverečné hodnotenie:     skúška
Cieľ predmetu:
Naučiť doktorandov moderným elektrochemickým analytickým metódam a ich využitiu v materiálovom 
výskume.
 
Stručná osnova predmetu:
Elektrochemické procesy. Helmholtzova a Gouy-Chapmanova dvojvrstva. Priestorový náboj v tuhých 
elektrolytoch a taveninách. Priestorový náboj v polovodičoch. Impedančná spektroskopia. Cyklická 
voltammetria. Cyklická voltcoulometria. Interpretácia impedančných diagramov. Fladeho potenciál 
a korózia. 

Literatúra:
Knižná literatúra podľa odporúčania konzultanta.

Časopisecká literatúra podľa odporúčania školiteľa a prednášajúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Slovenský alebo anglický

Dátum poslednej úpravy listu:

                                                                           Február 2008 
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Názov pracoviska:                     Fyzikálny ústav SAV

Informačný list predmetu

Kód predmetu: Názov predmetu:
Analýza materiálov röntgenodifrakčnými metódami

Študijný odbor: 
Fyzikálne inžinierstvo

Garantuje: 
                   Ing. Peter Švec, DrSc.

Zabezpečuje:  
Ing. Matej Jergel, DrSc.

Obdobie 
štúdia

predmetu:
1. semester

Forma výučby:   seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  
Týždenný:    4                                Za obdobie štúdia:  52   

Počet 
kreditov:

10

Podmieňujúce predmety:
Predmet vyžaduje teoretické vedomosti získané v rámci vysokoškolského štúdia 2. stupňa v odbore  
materiálové inžinierstvo alebo fyzika pevných látok.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:      priebežný test
Záverečné hodnotenie:     skúška
Cieľ predmetu:
Naučiť doktorandov moderným metódam využívajúcim röntgenovskú difrakciu na analýzu amorfných 
a kryštalických materiálov, superštruktúr a povrchov.
 
Stručná osnova predmetu:
Metódy analýzy amorfných materiálov. Radiálna rozdeľovacia funkcia. Popis kryštalických štruktúr. 
Difrakcia na kryštálovej mriežke. Určovanie parametrov reálnej štruktúry, fázová analýza, textúra. Metódy 
využívajúce odraz rtg. žiarenia. Difúzny profil pri šikmom dopade. Analýza morfológie povrchov. Zdroje 
rtg. žiarenia. Goniometre.

Literatúra:
Knižná literatúra podľa odporúčania konzultanta.

Časopisecká literatúra podľa odporúčania školiteľa a prednášajúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Slovenský alebo anglický

Dátum poslednej úpravy listu:

                                                                           Február 2008 
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Názov pracoviska:                     Fyzikálny ústav SAV

Informačný list predmetu

Kód predmetu: Názov predmetu:
Amorfné, nanokryštalické a mikrokryštalické polovodiče a kovy

Študijný odbor: 
                                                                              Fyzikálne inžinierstvo
Garantuje: 
                   Ing. Peter Švec, DrSc.

Zabezpečuje:  Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.
                                Ing. P. Švec, DrSc.

Obdobie 
štúdia

predmetu:
1. semester

Forma výučby:   seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  
Týždenný:    4                                Za obdobie štúdia:  52   

Počet 
kreditov:

10

Podmieňujúce predmety:
Predmet vyžaduje teoretické vedomosti získané v rámci vysokoškolského štúdia 2. stupňa v odbore 
mikroelektronika, materiálové inžinierstvo alebo fyzika pevných látok.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:      priebežný test
Záverečné hodnotenie:     skúška
Cieľ predmetu:
Oboznámiť doktorandov s vlastnosťami amorfných, nanokryštalických a mikrokryštalických polovodičov 
a kovov, a ich využitím
 
Stručná osnova predmetu:
Tenké vrstvy amorfného, nanokryštalického a mikrokryštalického kremíka. Tenkovrstvové tranzistory. 
Solárne články a panely. Príprava hydrogenizovaného amorfného kremíka (a-Si:H). Príprava 
mikrokryštalického kremíka. Staebler-Wronského efekt. Vlastnosti nedopovaného a-Si:H. Defekty v a-
Si:H.
Amorfné, nanokryštalické a mikrokryštalické kovy a ich zliatiny. Príprava, štruktúra a vlastnosti. 
Preskúmanie vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami. Oboznámenie sa s významom rozmerov zŕn pre 
vlastnosti systémov. 

Literatúra:
Knižná literatúra podľa odporúčania konzultanta.

Časopisecká literatúra podľa odporúčania školiteľa a prednášajúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Slovenský alebo anglický

Dátum poslednej úpravy listu:

                                                                           Február 2008 
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Názov pracoviska:                     Fyzikálny ústav SAV

Informačný list predmetu

Kód predmetu: Názov predmetu:
Jadrovofyzikálne metódy analýzy a modifikácie materiálov

Študijný odbor: 
Fyzikálne inžinierstvo

Garantuje: 
                   Ing. Peter Švec, DrSc.

Zabezpečuje:  
Ing. Jozef Krištiak, CSc.

Obdobie 
štúdia

predmetu:
1. semester

Forma výučby:   seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  
Týždenný:    4                                Za obdobie štúdia:  52    

Počet 
kreditov:

10

Podmieňujúce predmety:
Predmet vyžaduje teoretické vedomosti získané v rámci vysokoškolského štúdia 2. stupňa v odbore 
mikroelektronika, materiálové inžinierstvo alebo fyzika pevných látok.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:      priebežný test
Záverečné hodnotenie:     skúška
Cieľ predmetu:
Oboznámiť doktorandov s princípmi a využitím metód jadrovej fyziky a fyziky elementárnych častíc na 
analýzu a modifikáciu materiálov 
 
Stručná osnova predmetu:
Metódy analýzy tenkých vrstiev a štruktúr (RBS, PIXE, difrakcia neutrónov, anihilácia pozitrónov). 
Metódy modifikácie materiálov (iónová implantácia, transmutácia prvkov)

Literatúra:
Knižná literatúra podľa odporúčania konzultanta.

Časopisecká literatúra podľa odporúčania školiteľa a prednášajúceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Slovenský alebo anglický

Dátum poslednej úpravy listu:

                                                                           Február 2008 
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Názov pracoviska:                     Fyzikálny ústav SAV

Informačný list predmetu

Kód predmetu: Názov predmetu:
Odborná angličtina

Študijný odbor:
Fyzikálne inžinierstvo

Garantuje:
Ing. Peter Švec, DrSc.

Zabezpečuje:
Inštitút jazykov SAV

Obdobie 
štúdia

predmetu:
1.a 2.  semester

Forma výučby:   seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    
Týždenný:    4                                 Za obdobie štúdia:     104

Počet 
kreditov:

10

Podmieňujúce predmety:
Žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:      priebežný test
Záverečné hodnotenie:     skúška
Cieľ predmetu:
Zdokonaliť študentov v odbornej angličtine a v prezentácii v anglickom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
Zvládnutie odbornej terminológie podľa témy dizertačnej práce.

Literatúra:
Podľa odporúčania učiteľa.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

Angličtina

Dátum poslednej úpravy listu:

                                                                               Február 2008 
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Názov pracoviska:                     Fyzikálny ústav SAV

Informačný list predmetu

Kód predmetu: Názov predmetu:
Pedagogická činnosť

Študijný odbor:
Fyzikálne inžinierstvo

Garantuje:
Ing. Štefan Lányi, DrSc.

Zabezpečuje:
školiteľ

Obdobie 
štúdia

predmetu:
1. -6. semester

Forma výučby: odborná prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                 
Týždenný:     2                                 Za obdobie štúdia:  156   

Počet 
kreditov:

0

Podmieňujúce predmety:
Žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:      hospitácie
Záverečné hodnotenie:      výsledky dosiahnuté s pracovnou skupinou
Cieľ predmetu:
Pedagogická prax študentov

Stručná osnova predmetu:
Počas  praxe  študenti  pracujú  s konkrétnou  skupinou  študentov  v študijnom  programe 
odboru. Zabezpečujú experimentálne ukážky a iné úlohy pre vedenú skupinu študentov pod 
dohľadom školiteľa alebo ním povereného pracovníka.

Literatúra:
Podľa pokynov školiteľa

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenčina, angličtina

Dátum poslednej úpravy listu:

                                                                    Február 2008 
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2.6. Navrhovaný zoznam školiteľov programu Fyzikálne inžinierstvo

1. Butvin, P., RNDr., CSc.
2. Gmucová, K., RNDr., CSc.
3. Illeková, E., RNDr., DrSc.
4. Jergel, M., Ing., DrSc.
5. Krajčí, M., RNDr., DrSc.
6. Lányi, Š., Ing., DrSc.
7. Luby, Š., Prof., Ing., DrSc.
8. Majková, E., RNDr., DrSc.
9. Mihalkovič, M., RNDr., CSc.
10. Mrafko, P., RNDr., CSc.
11. Nádaždy, V., Ing., CSc.
12. Ožvold, M., Prof., RNDr., CSc.
13. Švec, P., Ing., DrSc.

5.2.48 FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO 31



FYZIKÁLNY ÚSTAV SAV
_____________________________________________________________________

3. Príloha 

Charakteristiky garantov a spolugarantov vo FÚ SAV

Garant: Ing. Peter Švec, DrSc.

Dátum nar.: 4. 1. 1955
Študijný odbor: Fyzikálne inžinierstvo
Priebeh doterajších zamestnaní, pobytov:

Zamestnania:
1979 – doteraz: Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava
1986 – 1990: vedecký pracovník
1990 – 1996: samostatný vedecký pracovník
1997 – doteraz: vedúci vedecký pracovník, vedúci Oddelenia fyziky kovov FÚ SAV

Pobyty:
1986 - Université de Nancy (5 mesiacov)
1992 - ICTP Trieste, Spring School on Nucleation Processes in Solids, prednášateľ (1 mesiac)
1995 - University of Oxford (2 mesiace)
1996 - RUCA Antwerpen (1 mesiac)
1999 - Georgia Inst. of Technology, Atlanta (1 mesiac)
2000 - NRIM Tsukuba (1 mesiac)
2001 - IISc Bangalore (1 mesiac)
2002 - University of Sevilla (1 mesiac)
2006 - ENSC Paris, pozvaný profesor (1 mesiac)

od r. 1992 viaceré krátkodobé pobyty – konzultácie výsledkov spoločného výskumu, príprava 
spoločných  vedeckých  projektov  a  publikácií  (Poľsko,  Maďarsko,  Rakúsko,  Nemecko, 
Taliansko, Španielsko, Rakúsko, Írsko)
od r. 2001 31 pozvaných prednášok na medzinárodných konferenciách a pobytoch v zahraničí

Zodpovedný riešiteľ projektov:
NMP2-CT-2003-505504 ELFNET (European Lead Free Network, projekt 6 RP EÚ)
HPRN-CT-2000-00038, Manufacture and Characterisation of Nanostructured Al Alloys (projekt 
5 RP EÚ)
SfP-973649, Magnetoelastic properties of rapidly quenched materials and their applications in 
civil engineering (projekt NATO Science for Peace)
APVT-51–052702,  Netradičné  viacfázové  nanoštruktúrne  materiály  s mimoriadnými 
fyzikálnymi vlastnosťami
APVT-51-021102, Konštrukčné kovové profily s nanoštruktúrou (zástupca zodp. riešiteľa)
APVT-99-017904, Výskum a vývoj vybraných elektrotechnických aplikácií nanokryštalických a 
amorfných materiálov (zástupca zodp. riešiteľa)
APVV-0413-06, Komplexné kovové zliatiny (zástupca zodpovedného riešiteľa)
APVV-COST-0031-06, Elektromagnetické spracovanie materiálov
vedúci  projektov  VEGA  (5),  riešiteľ  a zást.  zodp.  riešiteľa  projektov  COST,  PECO,  Inco-
Copernicus, NATO-HTLG
riešiteľ ŠOVV „Nové materiály a súčiastky v submikrónovej technológii“
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zakladajúci člen Centra excelentnosti SAV „NANOSMART“
zakladajúci člen Centra excelentnosti SAV „NANOSMART  II“
člen komisie IUPAP C10 – Solid State Physics (2005-2008)
člen Domain Committee COST for Materials, Physical and Nanosciences (2006-)
člen International Advisory Committee fo Rapid Quenching (1993-2005, 2005-2014)
člen redakčnej rady časopisy Kovové Materiály / Metallic Materials
organizátor a spoluorganizátor 6 medzinárodných vedeckých konferencií a 1 svetového kongresu

Pedagogická činnosť: 
vedenie diplomových prác: 9
vedenie ašpirantov: 5 / (1 v súčasnosti)

Publikačná činnosť:

Editovanie a vydanie zborníka z konferencie: 4 (Dodatok Švec 1)

Kapitoly v knihách: 4  (Dodatok Švec 2)

Články v karentovaných časopisoch: 120 + 4 (Dodatok Švec 2)

Články v ostatných časopisoch a príspevky v zborníkoch: 53  (Dodatok Švec 3)

Členstvo vo vedeckých radách: 

Vedecká rada FÚ SAV

Počet ohlasov: 295

Dodatok Švec 1:

Editovanie a vydanie zborníka z konferencie: 

1. Amorphous Metallic Materials II, 1990, Trans Tech, Key Eng. Mat. 40-41 (1990).
2. Amorphous Metallic Materials III, 1993, Trans Tech, Key Eng. Mat. 81-83 (1993).
3. Rapidly Quenched and Metastable Materials 9, 1997, Mat. Sci. Eng. A 226-228 (1997).
4. Properties and Applications of Nanocrystalline Alloys from Rapidly Quenched Precursors, 
PROSIZE, NATO ARW Series II: Math., Phys. and Chem. vol. 184, Kluwer Acad. Publ., 2004.

Dodatok Švec 2:

Kapitoly v knihách:

P. Švec, K. Krištiaková, M. Deanko, 
Cluster structure of the amorphous state and nanocrystallization of rapidly quenched iron and  
cobalt based systems, 
In: Synthesis, Functional Properties and Applications of Nanostructures, eds. T. Tsakalakos, I. 
Ovidko, NATO  Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry, vol 128, Kluwer Acad. 
Publishers, Dordrecht (2003) pp.271-294.
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M. Deanko, D. Müller, D. Janíčkovič, I. Škorvánek, P. Švec.
Cluster structure and thermodynamics of formation of nanocrystalline phases.
In:  Properties  and applications  of  nanocrystalline  alloys  from amorphous  precursors,  eds.  B. 
Idzikowski, P. Švec, M. Miglierini, NATO ARW Series II: Mathematics, Physics and Chemistry 
– vol. 184, Kluwer Acad. Publishers, Dordrecht, 2004, ISBN 1-4020-2964-2, pp. 69-78. 

M. Miglierini, J. Degmová, T. Kaňuch, P. Švec, E. Illeková, D. Janíčkovič.
Magnetic microstructure of amorphous/nanocrystalline FeMoCuB alloys.
In:  Properties  and applications  of  nanocrystalline  alloys  from amorphous  precursors,  eds.  B. 
Idzikowski, P. Švec, M. Miglierini, NATO ARW Series II: Mathematics, Physics and Chemistry 
– vol. 184, Kluwer Acad. Publishers, Dordrecht, 2004, ISBN 1-4020-2964-2, pp. 421-436. 

D. M. Kepaptsoglou, M. Deanko, D. Janíčkovič, E. Hristoforou, P. Švec
Selected issues in quantitative structure analysis of nanocrystalline alloys
In: “Electron Crystallography: Novel Approaches for Structure Determination of Nanosized 
Materials”, 
Kluwer Acad. Publishers, Dordrecht (2005), Weirich, Th. E.; Labar J. L.,  Zou, Xiaodong (Eds.), 
Series: NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry , vol. 211, pp. 507-511, 
ISBN 1-4020-3919-0.

Recenzované vedecké štúdie v zahraničných  časopisoch evidovaných v CC

1.  G.  Vlasák,  P.  Duhaj,  H.  Patrasová,  P.  Švec,  Apparatus  for  thermal  dilatation  and 
magnetostriction measurements of amorphous ribbons, J. Phys. E. : Sci. Instruments 16 (1983) 
1203.
2. P. Duhaj, P. Švec, Transmission electron microscopy study of crystallization in amorphous 
Fe40Ni40B20 alloy, phys. stat. sol. (a) 80 (1983) 231.
3. T. L. Baczewski, P. Duhaj, P. Švec, G. Vlasák, Structural changes in Co - based metallic 
glasses, Acta Physica Polonica A72 (1987) 125.
4. P. Švec, P. Duhaj, Some comments on the determination of kinetic crystallization parameters 
of metallic glasses, phys. stat. sol. (a) 105 (1988) 319.
5.  P.  Duhaj,  P.  Švec,  M.  Ďurčeková,  G.  Vlasák,  Crystallization  kinetics  of  Co80xFexB20 
amorphous alloys, Mat. Sci. Eng. 97 (1988) 337.
6. G. Vlasák, P. Duhaj, V. Švajlenová, P. Švec, An application of dilatation measurements for 
the determination of crystallization kinetics of metallic glasses, J. Non - Cryst. Solids 99 (1988) 
65.
7.  O.  Budke,  P.  Švec,  The  application  of  thermal  conductivity  measurement  by  relaxation 
method to crystallization kinetics of glassy As2Se3 + 1 mol.% In, phys. stat. sol. (a) 115 (1989), 
143.
8. P. Duhaj, P. Švec, Micromechanism of crystallization of amorphous alloys, Key Eng. Mat. 40-
41, 1990, p. 69.
9.  P.  Duhaj,  P.  Švec,  T.  Zemčik,  Micromechanism of crystallization of Fe80B20 amorphous 
alloy, Materials Letters 9 (1990) 235.
10. P. Švec, P. Duhaj, Growth of crystalline phase in amorphous alloys, Mat. Sci. Eng B6 (1990) 
265.
11. P. Duhaj, P. Švec, Eva Majková, V. Boháč,  I.  Maťko, The study of phase transitions in  
amorphous bilayers prepared by rapid quenching, Mat. Sci. Eng. A133 (1991) 662.
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12.  P.  Duhaj,  P.  Švec,  D.  Janíčkovič,  I.  Maťko,  The  study  of  phase  transformations  in 
nanocrystalline materials, Mat. Sci. Eng. A133 (1991) 398.
13. P. Duhaj, P. Švec, D. Janíčkovič, I.Maťko, M. Hlásnik, Structure and magnetic properties of 
the Finemet alloy Fe73Cu1Nb3Si13:5B9:5, Mat. Sci. Eng. B14 (1992), 357.
14. P. Duhaj, P. Švec, I.  Maťko, D. Janíčkovič,  Structure analysis  of FeNbCuSiB alloy with 
different Fe/Si ratio, Key Eng. Mat. 81-83, 1993, p. 39.
15. I.  Maťko, P. Duhaj, P. Švec, D. Janíčkovič,  Formation of nuclei  of metastable phases in 
nanocrystalline materials, Mat. Sci. Eng. A179/180 (1994) 557.
16. G. Vlasák, P. Duhaj, P. Švec, Magnetostriction of heat-treated Fe73:5Cu1Nb3Si13:5B9,
J. Magn. Mat. 140-144 (1995) 443.
17. P. Duhaj, I. Maťko, P. Švec, D. Janíčkovič, Structural characterization of the Finemet type 
alloysJ. Non-Cryst. Solids 192&193 (1995), 561.
18.  K. Krištiaková,  P.  Švec,  O.  Šauša,  J.  Krištiak,  P.  Duhaj,  Dynamics  of  evolution  of  free 
volume in NiZrAl amorphous alloy studied by PAL, J. Non-Cryst. Solids 192&193 (1995) 277.
19. P. Duhaj, P. Švec, I. Maťko, D. Janičkovič, Formation of a nanocrystalline phase in Ni-P-Nb 
amorphous alloy, NanoStructured Materials 6 (1995) 501.
20. K. Krištiaková, J. Krištiak, P. Švec, P. Duhaj, O. Šauša, Investigation of Ni-Zr-Al alloy in the 
undercooled liquid region, NanoStructured Materials 6 (1995) 505.
21. P. Duhaj, I. Maťko, P. Švec, J. Sitek, D. Janíčkovič, Structural investigation of Fe(Cu)ZrB 
amorphous alloy. Mat. Sci. Eng. B39 (1996) 208.
22. K. Krištiaková, J. Krištiak,  P. Švec, O. Šauša,  P. Duhaj, Direct evidence of free-volume 
relaxation and the cross-over effect in Ni25Zr55Al20 metallic glass, Mat. Sci. Eng. B39 (1996) 
15.
23. O. Heczko, L. Kraus, V. Haslar, P. Duhaj, P. Švec, Magnetic properties of the crystalline and 
amorphous components of a nanocrystalline FeNbB alloy, Journal of Magnetism and Magnetic 
Materials 160 (1996) 259.
24.  V.  Haslar,  L.  Kraus,  D.  Dlouhy,  Duhaj,  P.  Švec,  Inuence  of  Si  and  Nb  content  on 
magnetostriction and creep-induced magnetic anisotropy of nanocrystalline FeNbCuSiB alloys,
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 160 (1996) 257.
25. I. T. H. Chang, P. Švec, M. Gogebakan, B. Cantor, Rapidly solidified Al85Ni(15-x)Yx (x=5, 
8, 10) alloys, Mater. Sci. Forum 225 (1996) 335-340.
26. V. Ocelik, K. Csach, A. Kasardova, J. Miskuf, P. Švec, K. Krištiaková, I. Maťko, Activation 
energy distribution in nanocrystallization kinetics of amorphous Fe73:5Cu1Nb3Si13:5B9 alloy,
Scripta Materialia 35 (1996) 1301.
27. P. Butvin,  G. Vlasák,  B. Butvinová, P. Švec, Magnetic polarization and nearly saturated 
FeNbCuSiB alloys, J. Mag. Mag. Mat. 157/158 (1996) 189.
28. P. Duhaj, P. Švec, Formation of metastable phases from amorphous state, Mat. Sci. Eng. A 
226-228 (1997) 245.
29. K. Krištiaková, P. Švec, J. Krištiak, P. Duhaj, O. Šauša, Short range ordering in the melt and 
its manifestation in glassy Fe-Co-B. Investigation by positron annihilation lifetime, Mat. Sci. 
Eng. A 226-228 (1997) 321.
30. I. Maťko, E. Illeková, P. Švec, P. Duhaj, The characteristics of the crystallization in the Fe-
Si-B glassy ribbon system, Mat. Sci. Eng. A 225 (1997) 145.
31. L. Kraus, V. Haslar, P. Duhaj, P. Švec, V. Studnička, The structure and magnetic properties 
of nanocrystalline Co(21)Fe(64-x)Nb(x)B(15) alloys, Mat. Sci. Eng. A 226-228 (1997) 626.
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32.  V.  Haslar,  L.  Kraus,  D.  Janičkovič,  P.  Švec,  P.  Duhaj,  The  influence  of  the  casting 
parameters  and  of  the  surface  quality  on  magnetic  and  magnetoelastic  properties  of  the 
amorphous Co21Fe64B15 alloy, Mat. Sci. Eng. A 226-228 (1997) 331.
33. G. Vlasák, Z. Kaczkowski, P. Švec, P. Duhaj, Inuence of heat treatment on magnetostrictions 
of Finemet Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9, Mat. Sci. Eng. A 226-228 (1997) 749.
34. I. Maťko, E. Illeková, P. Švec, P. Duhaj, K. Czomorová, Local ordering model in FeSiB 
amorphous alloys, Mat. Sci. Eng. A 226-228 (1997) 280.
35. P. Butvin, B. Butvinová, P. Duhaj, G. Vlasák, P. Švec, D. Janičkovič, Distinctive annealing 
behaviour of Si-poor FeNbCuBSi alloys, Mat. Sci. Eng. A 226-228 (1997) 659.
36. P. Duhaj, P. Šebo, P. Švec, D. Janičkovič, Development and characterization of Ag-Cu-Ti 
brazes prepared with planar flow casting, Mat. Sci. Eng. A 271 (1999) 181.
37. I. Škorvánek, C. G. Kim, J. Kováč, P. Švec, R. Sato-Turtelli, Soft magnetic behaviour and 
permeability  spectra  in  amorphous  and  nanocrystalline  Fe-Nb-B  alloys,  J.  Magnetism  and 
Magnetic Materials 215-216 (2000) 436.
38. I., Vávra, J. Bydžovský,  P. Švec, J. Derer, V. Kamberský, M. Maryško, R. Lopusnik, G. 
Hilscher,  Low temperature  studies  of magnetic  Fe/Si multilayers,  Physica B 284-288 (2000) 
1241.
39. P. Butvin, B. Butvinová, Z. Frait, J. Sitek, P. Švec, Magnetic response of FeNbCuBSi RQ 
ribbons to bi-axial strain, J. Magnetism and Magnetic Materials 215-216 (2000) 293.
40. K. Krištiaková, P. Švec, Higher order analysis of the distribution of crystallization processes 
in metallic glasses, Mat. Sci. Eng. A304-306 (2001) 343-348.
41. K. Krištiaková, P. Švec, Model-independent approach to isothermal crystallization kinetics,
J. Metastab. Nanocryst. Mater. 10 (2001) 467, Mat. Sci. Forum 360-362 (2001) 467.
42.  P.  Švec,  K.  Krištiaková,  Crystallization  of  metallic  glasses  by  continuous  distribution 
analysis, J. Metastab. Nanocryst. Mater. 10 (2001) 475./Mat. Sci. Forum 360-362 (2001) 475.
43.  K. Krištiaková,  P.  Švec,  Origin  of  cluster  and void structure in  melt-quenched Fe-Co-B 
metallic glasses by positron annihilation at low temperatures, Phys. Rev. B 64 (2001) 014204.
44.  K.  Krištiaková,  P.  Švec,  Continuous  distribution  of  thermodynamic  microprocesses  in 
complex metastable systems, Phys. Rev. B 64 (2001) 184202.
45. K. Krištiaková, P. Švec, D. Janičkovič, Short range order and micromechanism controlling 
nanocrystallization  of  Iron-Cobalt  based metallic  glasses,  Mater.  Transaction  JIM 42 (2001) 
1523-1529.
46.  K.  Krištiaková,  P.  Švec,  Distribution  of  thermodynamic  processes  controlling 
(nano)crystallization of iron-based metallic glasses, Scripta Materialia 44 (2001) 1275.
47. P. Duhaj, P. Švec, J. Sitek, D. Janičkovič, Thermodynamic, kinetic and structural aspects of 
the formation  of nanocrystalline  phases in  Fe73.5-xNixCu1Nb3Si13.5B9 alloys,   Mater.  Sci. 
Eng. A 304-306 (2001) 178-186.
48.  G.  Vlasák,  P.  Švec,  P.  Duhaj,  Application  of  isochronal  dilatation  measurements  for 
determination of viscosity of amorphous alloys, Mater. Sci. Eng. A 304-306 (2001) 472.
49. D. Janičkovič, P. Šebo, P. Duhaj, P. Švec, The rapidly quenched Ag-Cu-Ti ribbons for active 
joining of ceramics, Mater. Sci. Eng. A 304-306 (2001) 569.
50. G. Vlasák, P. Švec, Z. Kaczkowski, P. Duhaj, Magnetostrictions and transformation process 
in Fe73.5Cu1Ta2Nb1Si13.5B9, Mater. Sci. Eng. A 304-306 (2001) 1039.
51.  G.  Flachbart,  K.  Gloos,  E.  Konovalova,  Y.  Paderno,  M. Reiffers,  P.  Samuley,  P.  Švec, 
Energy gap of intermediate-valent SmB6 studied by point-contact spectroscopy, Phys. Rev. B 64 
(2001) 085104.
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52. P. Švec, K. Krištiaková, P. Duhaj, D. Janičkovič, Energetics of formation of nanocrystalline 
structure in Finemet, Nanoperm and Hitperm alloys, Czech J. Phys. 52 (2002) 145.
53.  K.  Krištiaková,  P.  Švec,  Calculations  of  temperature-dependent  model  activation  energy 
distributions, Czech J. Phys. 52 (2002) Suppl. A133.
54.  G.  Vlasák,  P.  Švec,  Magnetostriction  of  in  Fe73.5-xNixCu1Nb3Si13.5B9 alloy  upon its 
transformation into nanocrystalline state, Czech J. Phys. 52 (2002) Suppl. A97.
55. Z. Kaczkowski, G. Vlasák, P. Švec, P. Duhaj, P. Ruuskanen, Magnetomechanical coupling in 
Fe73.5Cu1Ta2Nb1Si13.5B9 alloy, Czech J. Phys. 52 (2002) Suppl. A141.
56.  Z.  Kaczkowski,  P.  Duhaj,  G.  Vlasák,  P.  Švec,  Magnetomechanical  coupling  in 
Fe64Ni10Nb3Cu1Si13.5B9 alloy annealed in the range from 350 to 550 C, Czech J. Phys. 52 
(2002) Suppl. A109.
57. J. Bydžovský, M. Kollar, P. Švec, L. Kraus, V. Jančarik, Strain sensors for civil engineering 
application based on amorphous CoFeCrSiB ribbons, Czech J. Phys. 52 (2002) Suppl. A117.
58. O. Heczko, P.  Švec,  D. Janičkovič,  K. Ullako, Magnetic  properties  of Ni-Mn-Ga ribbon 
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Články v ostatných časopisoch a príspevky v zborníkoch 155

Členstvo vo vedeckých radách: 1996-2001 člen VR FÚ SAV

                                                                         (1996-1998 podpredseda)

Počet ohlasov: 250
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Školiteľ: Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Dátum nar.: 6. 5. 1941
Študijný odbor: Fyzikálne inžinierstvo

Priebeh doterajších zamestnaní, pobytov:
1963 – 1964 Katedra fyziky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice,
1964 – 1983 Elektrotechnický ústav SAV
1984 – doteraz Fyzikálny ústav SAV

Pedagogická činnosť: viedol  22 diplomantov
vyškolil 8 CSc. alebo PhD., t.č. vedie jedného PhD.
od r. 1965 vyučuje a pôsobí v skúšobnej komisii magisterského štúdia na 
FEI STU, vyučoval aj na MFI UK a na ChTF STU, 
prednášal  alebo   cvičil  8  predmetov  magisterského  a  postgraduálneho 
štúdia i celoživotného vzdelávania
docentúra MFI STU vo fyzike
profesúra FEI STU vo fyzike

Publikačná činnosť:
Články v karentovaných časopisoch 106

Články v ostatných časopisoch a príspevky v zborníkoch 128

Členstvo vo vedeckých radách: člen vedeckých rád nasledujúcich univerzít

Univerzita Komenského

Slovenská technická univerzita

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Trnavská univerzita v Trnave

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Slovenská zdravotnícka univerzita

a v dvoch správnych radách univerzít

Počet ohlasov: 360
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Školiteľ: RNDr. Marek Mihalkovič, CSc.

Dátum nar.: 21. 12. 1962

Študijný odbor: Fyzikálne inžinierstvo
Priebeh doterajších zamestnaní, pobytov:

- Fyzikálny ústav SAV od r. 1986 doteraz
- ILL Grenoble, 1994-1997
- TU Chemnitz, 1997-2001
- Cornell Univ., Ithaca, 2002-2003
- Carnegie-Mellon Univ., Pittsburg, 2003-2004

Pedagogická činnosť:  1 diplomant
Publikačná činnosť: 

Články v karentovaných časopisoch -  48

Články v ostatných časopisoch a príspevky v zborníkoch - nesledované

Členstvo vo vedeckých radách:    -

Počet ohlasov: viac než 300

Školiteľ: RNDr. Peter Mrafko, CSc. 

Dátum nar.: 13.2.1940
Študijný odbor: Fyzikálne inžinierstvo
Priebeh doterajších zamestnaní, pobytov:
VÚMA N. Mesto n/V    1964-65
Ústav kovových materiálov SAV 1965-1969
Fyzikálny ústav SAV

Pedagogická činnosť: -

Publikačná činnosť:

Články v karentovaných časopisoch 25

Články v ostatných časopisoch a príspevky v zborníkoch  59

Členstvo vo vedeckých radách: MFF UK  1996-2000

Počet ohlasov: 131
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Školiteľ: Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.

Dátum nar.: 30. 7. 1961

Študijný odbor: Fyzikálne inžinierstvo

Priebeh doterajších zamestnaní, pobytov:
2002-2004: post-doc pozícia na Delft University of Technology, Delft, Holandsko
2000: samostatný vedecký pracovník na FÚ SAV
1999: ročný štipendijný pobyt na Kanazawa University, Kanazawa, Japonsko.
1998: mesačný pobyt na Delft University of Technology, Delft, Holandsko
1995: trojmesačný štipendijný pobyt na Salford University, Machaster, Veľká Británia
1993: obhájenie kandidátskej dizertačnej práce na FÚ SAV
1986: odborný asistent na FÚ SAV

Pedagogická činnosť: 
1998: Cvičenia základného kurzu fyziky na Katedre fyziky FEI STU

Publikačná činnosť

Články v karentovaných časopisoch: 38

Články v ostatných časopisoch a príspevky v zborníkoch: 19

Členstvo vo vedeckých radách: podpredseda VR FU SAV

Počet ohlasov: 53
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Školiteľ: prof. RNDr. Milan Ožvold, CSc.

Dátum nar.: 31. 10. 1941

Študijný odbor: Fyzikálne inžinierstvo

Priebeh doterajších zamestnaní, pobytov: od 1964 FÚ SAV
 od 2002 MtF STU Trnava 

Pedagogická činnosť: viac ako 12 rokov na VŠ (FMFI UK a MtF STU), diplomanti, študijné
                                      pobyty, ašpiranti

Publikačná činnosť: spoluator knihy Ľ. Hrivnák, V. Bezák, J. Foltín, M. Ožvold, Teória tuhých 
látok, VEDA vyd. SAV, Bratislava 1978 a druhé doplnené vydanie 1985.

Články v karentovaných časopisoch 28

Články v ostatných časopisoch a príspevky v zborníkoch 48 

Členstvo vo vedeckých radách: 
1980/1985 - člen Vedeckej rady Ústavu fyziky a biofyziky UK
1981/1990 - člen Vedeckej rady CEFV SAV
    /1990 - člen Vedeckej rady Matematicko –fyzikálnej fakulty UK

Počet ohlasov: 77
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